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Uklad do pomiaru zmian, zwlaszcza matych réznic temperatur

Przedmiotem wynalazku jest uktad do pomiaru zmian zwlaszcza matych réznic temperatur w
dwéch punktach pomiarowych, w ktdrych wielko$¢ tych zmian jest wykorzystywana do kontroli
lub sterowania procesu.

W znanych dotychczas uktadach zmiany réznicy temperatury okreslane s3 na ogét przez
operatora procesu na podstawie wskazan dwoch niezaleznych obwodéw pomiaru temperatury
zainstalowanych w punktach pomiarowych. Rozwiazanie to posiada szereg wad, a najwazniejsza z
nich jest to ze pomiar jest obarczony duzym bledem, szczeg6lnie w przypadku gdy mala r6znica
‘temperatur dotyczy temperatur o stosunkowo duzych wartosciach. '

Celem wynalazku jest opracowaie uktadu ktdéry umozliwiatby bezpos$redni odczyt zmian
roéznicy temperatury i wyeliminowal duze bi¢dy pomiaru.

W uktadzie wedtug wynalazku w kazdym punkcie pomiaru temperatury mieszczone sa dwa
oporowe czujniki temperatury. Czujniki te fgcznie z rezystancjami toréw przesytowych stanowia
galezie mostka elektrycznego, przy czym czujniki z jednego punktu pomiarowego stanowia galezie
przeciwlegle mostka. Zmiany temperatury w jednym punkcie pomiarowym powoduja jednoczesna
zmiang rezystancji w dwoch przeciwlegltych gateziach mostka, a wigc dwukrotnie wigkszy sygnat
niezrownowazenia mostka, okreslajacy zmiang roéznicy temperaury wskazywana przez miernik
wlaczony w przekatna mostka. Dla zwigkszenia liniowo$ci wskazan miernika w zaleznosci do
wystepujacych zmian r6znicy temperatury korzystnym jest zasilanie mostka ze Zrodta pradowego.

Przedmiot wynalazku jest pokazany w przyktadzie wykonania na rysunku, ktory przedstawia
schemat ideowy uktadu.

W jednym punkcie pomiarowym 1 umieszczone s3 dwa oporowe czujniki temperatury 2 i 4,
ktére polaczone szeregowo z rezystancjami-tor6w przesytlowych 3 i § stanowig dwie przeciwlegte
galezie mostka. W drugim punkcie pomiarowym 6 umieszczone sa rowniez dwa oporowe czujniki
temperatury 71 9, ktore potaczone szeregowo z rezystancjami tor6w przesytowych 8 i 10 stanowia
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dwie pozostate przeciwlegle gal¢zie mostka. W przekatnej mostka jest wlaczony miernik 11 z
rezystorami dopasowujacymi 12 i 13, przy czym rezystor 12 jest wiaczony rownolegle do miernika
11, a rezystor 13 jest polaczony szeregowo z miernikiem 11. Mostek jest zasilany ze Zrodta 14.
Miernik 11 jak i rezystory dopasowujace 12 i 13 dobierane sa w zalezno$ci do wielkosci mierzonej
réznicy temperatury pomi¢dzy punktami pomiarowymi 1 i 6 i wielkosci zmian tej roznicy.

Zastrzezenia patentowe

1. Uktad do pomiaru zmian, zwlaszcza matych réznic temperatur w dwoch punktach pomia-

rowych, zwlaszcza procesu technologicznego znamienny tym, ze w jednym punkcie pomiarowym
(1) umieszczone sa dwa oporowe czujniki temperatury (2) i (4), ktore potaczone szeregowo z
‘rezystancjami tordw przesytowych (3) i (5) stanowia dwie przeciwlegle gal¢zie mostka elektry-
cznego oraz ze w drugim punkcie pomiarowym (6) umieszczone s3 rOwniez dwa oporowe czujniki
temperatury (7) i (9), ktore potaczone szeregowo z rezystancjami toréw przesytowych (8) i (10)
stanowig dwie pozostale przeciwlegle gal¢zie mostka elektrycznego zasilanego ze Zrédta zasilania
(14) i w przekatnej ktorego wiaczony jest miernik (11) z rezystorami dopasowujacymi (12)i (13) przy
czym rezystor (12) jest wiaczony réwnolegle do miernika (11) a rezystor (13) jest polaczony
szeregowo z miernikiem (11).

2. Uklad wedtug zastrz. 1 znamienny tym, ze miernik (11) i wartosci rezystoréw dopasowuja-
cych (12) i (13) dobierane sa w zalezno$ci od zakresu mierzonej réznicy temperatury pomig¢dzy
punktami pomiarowymi (1) i (6) i wielko$ci zmian tej réznicy.
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